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Klaric GmbH & Co. KG  •  www.klaric.de  •  +49 (0) 711-32 77 76-0

KLARI-DUALSHUNT
NIEDERVOLT PROBES

Strommessungen in extrem weiten 
Bereichen von 300 nA bis 60 A.
Übersicht

	■ Hochpräzise Strommessung von 300 nA bis 60 A
	■ Sicherungsadapter für JCASE/MCASE/ FK1 Mini/  

FK2 ATO/ FK3 Maxi/ Micro2 Sicherungen optional
	■ Kompatibel mit KLARI-FUSE3 Messmodul
	■ 0 mA bis 210 mA Messung über 1 Ω Shunt
	■ 0 A bis 60 A Messung über 1 mΩ Shunt
	■ Geeignet für FUSE3, CORD5 und MOD MC5

Ausführung
	■ 30 A Aluminiumgehäuse 100/106/32 mm (L/B/H)
	■ 40 A Aluminiumgehäuse 150/106/32 mm (L/B/H)
	■ 60 A Aluminiumgehäuse 200/106/32 mm (L/B/H)
	■ Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Lieferumfang
	■ KLARI-DualShunt
	■ Werkskalibrierschein (DAkkS optional)

Zubehör
	■ JCASE/MCASE/ FK1 Mini/ FK2 ATO/ FK3 Maxi/  

Micro2 Sicherungsadapter

Dual-Shunt Messbereiche 

Gain I-Probe (1 mΩ) I-Probe (1 Ω)

Messbereich  
[A]

Auflösung  
[mA/Bit]

Messbereich  
[A]

Auflösung  
[µA/Bit]

100 ± 9 0,3 ± 0,009 0,3

40 ± 27 0,9 ± 0,027 0,9

25 ± 42 1,4 ± 0,042 1,4

5 ± 210 7 ± 0,210 7

1 + 1.050/-240 35 – –




